
用于Collmann乘用及卡车轮胎 X-ray 检测机的C形探测器增
强成像的升级 

C形 X射线探测器生成高精度的轮胎图像。16位模/数转换分辨率，能够检测轮胎结构中的新范围的
病疵，配置使用自动缺陷识别(ADR) 软件，图像数据呈指数级增长，可以有效识别人眼可能错过的病
疵。

新增的子口包布区域的检测功能:

• 气泡

• RFID 芯片的位置

气泡
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凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量

C-Shape Detector: 12/2023

其它优点:

• 千兆以太网提供更流畅的通讯

• 无需图像采集卡

• 工业标准电缆

RFID 在帘布区域

RFID 在子口包布区域
探测器表面 / 二极管

标准接口

技术参数

敏感区域 3585 像素

有效长度 1434 mm

传感器间距 16 位模/数转换

节距 0.4 mm

RFID 芯片位置


